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Vorwort

Auf der Control 2012 in Stuttgart findet in diesem Jahr bereits zum fünften
Mal das Fraunhofer IPA Event-Forum statt, das dem Fachbesucher die Mög -
lichkeit bietet, sich gezielt und umfassend über zukunftsweisende Technologien
zu informieren und diese live zu erleben. Das Schwerpunktthema bildet 2012
»Dreidimensionales Messen für das gesamte Bauteilspektrum«. Hierzu wird
zum einem in einem praxisnahen Vortragsforum und zum anderen in einer
Erlebnis-Sonderschau mit ausgewählten Exponaten und Vorführungen prä-
sentiert, welche Möglichkeiten moderne dreidimensionale Messtechnik dem
Anwender bietet, Bauteile verschiedenster Arten und Ausmaße zu erfassen.
Den Messebesuchern wird somit die Möglichkeit gegeben, sich ausführlich
anhand der verschiedenen Exponate und Fachvorträge über die Einsatz mög -
lichkeiten unterschiedlicher dreidimensionaler Messtechnik zu informieren.
Hierbei werden die prinzipiellen Funktionsweisen, Möglichkeiten, Vorzüge
und Grenzen der Technologien für das gesamte Spektrum der Anwendung s -
möglichkeiten für unterschiedlichste Bauteile, z. B. in Bezug auf Größe und
Material demonstriert und deren Anwendungs- und Leistungsspektrum praxis -
nah dargestellt und erläutert.

Wir laden Sie dazu herzlich ein!

Stuttgart, im April 2012

Die Institutsleitung

Prof. Dr.-Ing. Dr. h.c. Alexander Verl

Prof. Dr.-Ing. Thomas Bauernhansl



Programm Vortragsforum
Dienstag, 8. mai 2012
sitzungsleitung: ira effenberger

9.45 Uhr Ira Effenberger, Fraunhofer IPA
einführungsvortrag: möglichkeiten dreidimen -
sionaler messtechnik

10.00 Uhr Stephanie Adolf, GOM mbH
automatisierte analyse und serienbegleitende
Qualitätskontrolle mittels optischer 3-d-messtechnik

10.20 Uhr Thomas Jennert, Werth Messtechnik GmbH
dreidimensionales messen für das gesamte
bauteilspektrum mit multisensorik

10.40 Uhr Wolfgang Kaumanns, Linearis3D GmbH & Co.KG
Photogrammetrie – technik, anwendungen, chancen

11.00 Uhr Christian Janko, Alicona Imaging GmbH
dreidimensionales messen für das gesamte
bauteilspektrum – schnell und einfach

11.20 Uhr Volker Junior, phoenix GmbH & Co. KG
Von der einzelschicht im lasersintern bis zur Wasser -
turbine – neue Wertschöpfungspotentiale in
Qualitätssicherung, Produkt- und Prozessentwicklung

14.00 Uhr Michael Beising, EVT Eye Vision Technology GmbH
3-d-messen per drag und drop mit verschiedenen
sensoren

14.20 Uhr Roland Fröwis, Carl Zeiss AG, Holometric Technologies
Forschungs- und Entwicklungs-GmbH 
messen unterschiedlichster bauteile, von der
komplettkarosserie bis hin zum herzschrittmacher

14.40 Uhr Michael Krumm, Dr. Christoph Sauerwein, 
RayScan Technologies GmbH
Von millimeter bis kilometer: das breite anwen dungs -
spektrum der ct in der mess- und Prüftechnik 

15.00 Uhr Steffen Hachtel, Hachtel Werkzeugbau GmbH + Co. KG
Qualifikation von kunststoffbauteilen und
Werkzeugkorrektur mit hilfe der industriellen
computertomographie

15.20 Uhr Michael Salamon, Fraunhofer IIS
computertomographie von klein bis groß



Programm Vortragsforum
mittwoch, 9. mai 2012
sitzungsleitung: ira effenberger

9.45 Uhr Ira Effenberger, Fraunhofer IPA
einführungsvortrag: möglichkeiten dreidimensionaler
messtechnik

10.00 Uhr Michael Krumm, Dr. Christoph Sauerwein, 
RayScan Technologies GmbH
Von millimeter bis kilometer: das breite anwendungs -
spektrum der ct in der mess- und Prüftechnik

10.20 Uhr Steffen Hachtel, Hachtel Werkzeugbau GmbH + Co. KG
Qualifikation von kunststoffbauteilen und Werkzeug kor -
rektur mit hilfe der industriellen computertomographie

10.40 Uhr Roland Fröwis, Carl Zeiss AG, Holometric Technologies
Forschungs- und Entwicklungs-GmbH
messen unterschiedlichster bauteile, von der komplett -
karosserie bis hin zum herzschrittmacher

11.00 Uhr Thomas Jennert, Werth Messtechnik GmbH
dreidimensionales messen für das gesamte bauteil -
spektrum mit multisensorik

11.20 Uhr Stephanie Adolf, GOM mbH
automatisierte analyse und serienbegleitende Qualitäts -
kontrolle mittels optischer 3-d-messtechnik

14.00 Uhr Tobias Wiesendanger, Polytec GmbH
ebenheit, Parallelität und stufenhöhe optisch messen mit
Weißlichtinterferometrie – möglichkeiten und grenzen

14.20 Uhr Wolfgang Kaumanns, Linearis3D GmbH & Co.KG
Photogrammetrie – technik, anwendungen, chancen

14.40 Uhr Christian Janko, Alicona Imaging GmbH
dreidimensionales messen für das gesamte bauteil -
spektrum – schnell und einfach

15.00 Uhr Volker Junior, phoenix GmbH & Co. KG
Von der einzelschicht im lasersintern bis zur Wasser -
turbine – neue Wertschöpfungspotenziale in Qualitäts -
sicherung, Produkt- und Prozessentwicklung

15.20 Uhr Michael Beising, EVT Eye Vision Technology GmbH
3-d-messen per drag und drop mit verschiedenen sensoren



Programm Vortragsforum
Donnerstag, 10. mai 2012
sitzungsleitung: Julia Kroll

9.45 Uhr Julia Kroll, Fraunhofer IPA
einführungsvortrag: möglichkeiten dreidimensionaler
messtechnik

10.00 Uhr Wolfgang Kaumanns, Linearis3D GmbH & Co.KG
Photogrammetrie – technik, anwendungen, chancen

10.20 Uhr Michael Beising, EVT Eye Vision Technology GmbH
3-d-messen per drag und drop mit verschiedenen sensoren

10.40 Uhr Volker Junior, phoenix GmbH & Co. KG
Von der einzelschicht im lasersintern bis zur Wasser -
turbine – neue Wertschöpfungspotenziale in Qualitäts -
sicherung, Produkt- und Prozessentwicklung

11.00 Uhr Steffen Hachtel, Hachtel Werkzeugbau GmbH + Co. KG
Qualifikation von kunststoffbauteilen und Werkzeug kor -
rektur mit hilfe der industriellen computertomographie

11.20 Uhr Michael Krumm, Dr. Christoph Sauerwein, 
RayScan Technologies GmbH
Von millimeter bis kilometer: das breite anwendungs -
spektrum der ct in der mess- und Prüftechnik

14.00 Uhr Thomas Jennert, Werth Messtechnik GmbH
dreidimensionales messen für das gesamte
bauteilspektrum mit multisensorik

14.20 Uhr Roland Fröwis, Carl Zeiss AG, Holometric Technologies
Forschungs- und Entwicklungs-GmbH
messen unterschiedlichster bauteile, von der komplett -
karosserie bis hin zum herzschrittmacher

14.40 Uhr Stephanie Adolf, GOM mbH
automatisierte analyse und serienbegleitende Qualitäts -
kontrolle mittels optischer 3-d-messtechnik

15.00 Uhr Christian Janko, Alicona Imaging GmbH
dreidimensionales messen für das gesamte bauteil -
spektrum – schnell und einfach

15.20 Uhr Tobias Wiesendanger, Polytec GmbH
ebenheit, Parallelität und stufenhöhe optisch messen mit
Weißlichtinterferometrie – möglichkeiten und grenzen



9.45 Uhr Julia Kroll, Fraunhofer IPA
einführungsvortrag: möglichkeiten dreidimensionaler
messtechnik

10.00 Uhr Thomas Jennert, Werth Messtechnik GmbH
dreidimensionales messen für das gesamte bauteil -
spektrum mit multisensorik

10.20 Uhr Michael Beising, EVT Eye Vision Technology GmbH
3-d-messen per drag und drop mit verschiedenen sensoren

10.40 Uhr Tobias Wiesendanger, Polytec GmbH
ebenheit, Parallelität und stufenhöhe optisch messen mit
Weißlichtinterferometrie – möglichkeiten und grenzen

11.00 Uhr Matthias Elter, Siemens AG 
geringere unsicherheiten beim dimensionellen messen
mittels artefaktreduzierter computertomographie

11.20 Uhr Wolfgang Kaumanns, Linearis3D GmbH & Co.KG
Photogrammetrie – technik, anwendungen, chancen

11.40 Uhr Roland Fröwis, Carl Zeiss AG, Holometric Technologies
Forschungs- und Entwicklungs-GmbH
messen unterschiedlichster bauteile, von der komplett -
karosserie bis hin zum herzschrittmacher

12.00 Uhr Volker Junior, phoenix GmbH & Co. KG
Von der einzelschicht im lasersintern bis zur Wasser -
turbine – neue Wertschöpfungspotenziale in Qualitäts -
sicherung, Produkt- und Prozessentwicklung

12.20 Uhr Steffen Hachtel, Hachtel Werkzeugbau GmbH + Co. KG
Qualifikation von kunststoffbauteilen und Werkzeug -
korrektur mit hilfe der industriellen computertomographie

Programm Vortragsforum
freitag, 11. mai 2012
sitzungsleitung: Julia Kroll
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